Teplotni stabilita stfibrnych nanocastic studovana in-situ malothlovym rozptylem
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Stfibrné nanocastice jsou intenzivné studovany pro Siroké spektrum jejich vyuziti. Disponu;ji
plazmonickymi a antibakteridlnimi vlastnostmi, mohou tvofit vodivé inkluze v polymernich strukturach, a
v neposledni fadé je neni obtizné pfipravit fyzikdlnimi metodami, v naSem ptipadé kondenzaci z plynné
faze. Vyhodou této metody je mimo jiné moznost depozice na rlizné substraty. Ukazuje se vsak, zZe
substraty ovliviiuji jak velikost nanocastic tak jejich dalsi vlastnosti. Stfibrné nanocdstice maji relativné
nizkou teplotu agregace, tento proces zacina jiz okolo 100°C. Slévani nanocastic miZe byt také ovlivnéno
povrchem, na ktery jsou nanocastice naneseny, nebot koalescence nanocastic nastava po dodani energie
umoZziujici pohyb nanocastic po substratu. Nové implementovana metoda ohfevu vzork( pfimo

v pfistroji pro méreni malouhlového rozptylu rtg. zafeni (Small Angle X-ray Scattering - SAXS) umoziuje
detailni studium procesu agregace c¢astic in-situ, tedy pfimo v pribéhu. Z namérenych dat je nasledné
mozné urcit velikostni distribuci nanocastic a jeji zmény v zavislosti na teploté.

V ramci projektu budou studovany nanodastice pfipravené na dva rizné substraty, monokrystalicky
kfemik a Kaptonovou fdlii. Tyto béZzné pouzivané substraty maji rozdilné fyzikdalni vlastnosti a zaroven
umoZiuji pouziti dvou rdznych vinovych délek rtg. zareni (Mo Ka, Cu Ka).
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a) HRTEM snimek Ag nanocastice, b) zména rozptylovych kfivek s teplotou pro Au
nanocdstice, c) pristroj pro méreni rentgenového malouhlového rozptylu.
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